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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 12: Vibrations, fréquences variables
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60749-12 O CEI:2002
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Cette méthode d'essais mécaniques et climatiques,

relative aux vibrations a fréquences

variables, est le résultat de la réécriture compléte de I’essai contenu dans l'article 3 du

chapitre 2 de la CEI 60749.

Cette publication a été rédigée selon les directives ISO/CEI, Partie 3.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007.

A cette date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.

Le contenu du corrigendum d’aolt 2003 a été pris en considération dans cet exemplaire.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 12: Vibration, variable frequency

FOREWORD
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This mechanical and climatic test method, as it relates to variable frequency vibration, is a

complete rewrite of the test contained in clause 3, chapter 2 of IEC 60749.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

e withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.

The contents of the corrigendum of August 2003 have been included in this copy.
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) DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
METHODES D'ESSAIS MECANIQUES ET CLIMATIQUES -

Partie 12: Vibrations, fréquences variables

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEI 60749 décrit 'essai de vibrations a fréquences variables réalisé
pour déterminer I'effet des vibrations sur les éléments de la structure interne, dans les limites

de la giamme des fréquences spécifiées. Il s’agit d’'un essai destructif.
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valeurs. On doit faire varier Ia fréquence de vibration enfre 20 Hz et Z 000 Hz. T’ensemble de
la gamme de fréquences de 20 Hz a 2 000 Hz, en revenant a 20 Hz, ne doit pas étre parcouru
en moins de 4 min. Ce cycle doit étre réalisé 4 fois dans chaque orientation X, Y et Z (au total
12 fois).

4.1 Mesures d'essai

Les essais d’herméticité, dans le cas des dispositifs hermétiques, 'examen visuel et les
mesures électriques qui comprennent des essais paramétriques et de fonctionnement doivent
étre spécifiés dans le document d'approvisionnement applicable.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
MECHANICAL AND CLIMATIC TEST METHODS -

Part 12: Vibration, variable frequency

1 Scope

This part of IEC 60749 describes a test to determine the effect of variable frequency vibration,
within the specified frequency range, on internal structural elements. This is a destructive

test. It |s normally applicable to cavity-type packages.

In gengral, this variable frequency vibration test is in conformity wit
to spedific requirements of semiconductors, the clauses of this standard

2 Ndrmative references

The following referenced documents are indispensabl
For dated references, only the edition cited applies.
of the neferenced document (including any amendme

IEC 60Pp68-2-6:1995, Environmental te
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The device shal cables
adequdtely sesure - bd with
simple [harmgnic ion-having>an amplitude of either 1,5 mm double amplitude (maximum
total eXqcufsi eak\acceferation of 200 m/s?, whichever is less. The vibration frequency
shall bg gen 20 Hz and 2 000 Hz. The entire frequency range of 2p Hz to
2 000 Hz a rn\to 20 Hz shall be traversed in not less than 4 min. This cycle ghall be

4.1 Test measurements

Hermeticity tests for hermetic devices, visual examination, and electrical measurements that
consist of parametric and functional testing, shall be specified in the applicable procurement

document.
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4.2 Critéres de défaillance

Un dispositif doit étre considéré comme défectueux si les limites d’herméticité sont
dépassées, dans le cas des dispositifs hermétiques, si les limites paramétriques sont
dépassées ou si la capacité de fonctionnement ne peut pas étre démontrée dans les
conditions nominales et dans les conditions les plus mauvaises spécifiées dans le document
d'approvisionnement applicable.

Les dommages mécaniques tels que les fissures, les éclats et les cassures du boftier
(grossissement 10x a 20x) doivent également étre considérés comme des défauts, sous
réserve qu’ils ne soient pas dus a la fixation ou a la manipulation.

5 Ré|sumé

Les infprmations suivantes doivent étre stipulées dans la spécificat icable:

a) Megures électriques (voir 4.2).
b) Taille de I'’échantillon.
c) Conditions d’essai, si elles sont différentes de I'artje

d) Limjites d’herméticité pour les dispositifs herméti
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